Testprotokoll fur The Widgit Company, Inc.

Dies ist das Testprotokoll fiir die Charge 234567. Laut der nachfolgenden Messungen lautet das Testergebnis "Failed". Der Test
wurde am Donnerstag, 27. Januar 2011 um 08:37:24 vom Techniker Mr. Watson durchgefiihrt. Die fiir den Test verwendeten Gerate
werden unten aufgefihrt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Leiter Alexander G. Bell. Bei dem Test wird gepruft, ob die
Ausgabespannung 5Vdc +/- 0.4Vdc betragt. Der Test entspricht den festgelegten Spezifikationen. test specification.
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Graph of Test Results

Nomin (Geme |Besta
al ssen |nden
Einheit|5.0 4,912 |TRUE
0
Einheit|5.0 4,531 |FALSE
1

Einheit|5.0 5,131 |TRUE
2

Der Test wurde mit folgender Ausstattung durchgefhrt:
- Control # 1253: PXI-1000B PXI Chassis
- Control # 8854: PXI-8156B Embedded Computer
- Control # 8856: NI 5401 40 MS/s Function Generator
- Control # 8866: NI 4060 5.5 Digit Scanning Multimeter
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